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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

coMpoSAf[TS Ér,ncrnoivrÉc.t¡ueuns PouR ÉQtmnnnnNrs Er,ncrRoNrQUES ;

pNOCÉNURES D'ESSAI DE BASE NT N¡MTHODES DE MESURE

Première partie: Généralités

pnÉeNlsuI-E,

l) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui copcerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés

tous les Comitês nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les

sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager I'uniflcation internationale, la CEI exprime le vceu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles

nationales le texte de la recommandation de la CE,I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la

recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans

cette dernière.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Comité d'Etudes No 48: Composants électromécaniques pour

équipements électroniques.

Elle constitue la prernière partie de la publication complète et elle est prévue pour être utilisée conjointement

avec toutes les parties suivantes.

La Publication 130-l actuelle de la CEI sera remplacée par la présente publication lorsque celle-ci sera

complète.

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue à Leningrad en septembre 1971. A la suite de cette réunion, un

projet révisé fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure Accélérée en juin 1972, après

quoi, le document 48(Bureau Central)99 fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des

Si* Moir en janvier 1973.Le document 48(Bureau Central)l18 fut ensuite soumis à l'approbation des Comités

nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en mai 19'74.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne

Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Hongrie
Italie'

Autre publícation de la C EI cilëe dans la présente publicatíon:

Publication no 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Japon
Norvège
Pays-Bas

Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suède

Suisse

Turquie
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 1: General

FOREWORD

l) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the
subjects dealt $'ith.

2) They have the form of recommendations for inte¡national use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the I E C
¡ecommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as fàr as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This publication has been prepared by IEC Technical Committee No. 48, Electromechanical Components for
Electronic Equipment.

It forms Part I of the complete publication and is intended to be used in conjunction with all of the succeeding
parts.

The publication, when completed, will replace the present IEC Publication 130-1.

A draft was discussed at the meeting held in Leningrad in September 1971. As a result of this meeting, a revised
draft was submitted to the National Committees under the Accelerated Procedure in June 1972, foltowing which
Document 48(Central Office)99 was submitted to the National Corrimittees for approval under the Six Months'
Rule in January 1973. Following this, Document 48(Central Office)l18 was submitted to the National Committees
under the Two Months' Procedure inlr4ay 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France

Germany
Hungary
Italy
Japan
Netherlands

Other IEC pubtication quoted in this publication:

Publication No. 68, Basic Environmental Testing procedures.

Norway
Portugal
Romania
Spain
Sweden

Switzerland
Türkey
Union of Soviet

Socìalist Republics
United Kingdom
United States of America
Yugoslavia
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coMposANTS Ér,ncrnon¡rnc¡,NreuEs pouR ÉetmnnlENTs ELECTRONTQUES ;

PNOCÉOURES D'ESSAI DE BASE NT VTNTTTODES DE MESURE

Première partie: Généralités

1. Introduction

La présente norme contient des informations fondamentales sur les méthodes et les procédures d'essai.

Elle est destinée à être utilisée dans les cas où une spécitcation de composants ou une feuille particulière pour un

certain composant a êtê prêparêe de façon à assurer l'uniformité et la reproductibilité des procédures d'essai'

Les clauses <<épreuves d'environnement) ou <essais d'environnement> incluent les environnements naturels

et artificiels (y compris les contraintes électriques) auxquels les composants peuvent être exposés, de façon qu'une

évaluation de leurs caractéristiques puisse être faite dans les conditions d'utilisation, de transport ou de stockage

auxquelles ils peuvent être exposés en pratique.

Les exigences relatives aux caractéristiques fonctionnelles des composants ne sont pas traitées dans cette nonne-

La spécification applicable au spécimen à l'essai précise les limites admissibles des caractéristiques fonctionnelles.

La liste et l'ordonnance des essais envisagés actuellement figurent dans l'annexe A. Cette annexe sera mise à

jour selon les nécessités.

Pour prévoir de futures extensions de la Publication 512 et maintenir l'homogénéité de la présentation, chaque

section d'essai sera subdivisée. Les subdivisions seront identiflées par adjonction d'une lettre minuscule,

par exemple:

Section deux - Essais de continuité ëlectrique et de résistance de contact

Essai 2a: Résistance de contact - Méthode au niveau des millivolts
Essai 2b: Résistance de contact - Méthode du courant d'essai spécifié

2. Domaine d'application

La présente norme sera utilisée cornme spêciflcation de base. Elle contient des méthodes d'essai de base et des

procédures applicables aux composants électromécaniques, dans les familles ou sous-familles suivantes:

- Connexions sans soudure

- Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz

- Supports pour tubes électroniques

- Socles pour d'autres dispositifs enfichables

- Interrupteurs à levier

- Interrupteurs, bouton-poussoir

- Commutateurs rotatifs

- Microrupteurs

- lnterrupteurs à temporisation thermique

- Interrupteurs thermostatiques.

D'autres dispositifs électromécaniques, qui ne sont pas spécifiquementcouverts par cette norme,comprennentdes

- condensateurs variables;

- connecteurs pour fréquences supérieures ù 3 M-}{z'
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ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 1: General

L lntroduction

This standard contains fundamental information on test methods and procedures.

It is intended to be used in those cases where a generic or detail specification for a certain component has been
prepared, so as to achieve uniformity and reproducibility in the testing procedures.

The term "environmental conditioning" or "environmental testing" covers the natural and artificial environ-
ments (including electrical stresses) to which components may be exposed so that an assessment of their perfornance
can be made under conditions of use, transport and storage to which they may be exposed in practice.

The requirements for the performance of the components are not covered by this standard. The relevant
specification for the item under test defines the permissible performance limits.

A list of the tests currently envisaged and their arrangement is given in Appendix A. This appendix will be up-
dated whenever appropriate.

To provide for future expansion of Publication 512 and to retain consistency of presentation, each test section
will be subdivided. The subdivisions are identified by the addition of a lofver-case letter, e.g.:

Section Two - Electrical continuity and contqct resistance tests

Test 2a: Contact resistance - Millivolt level method
Test 2b: Contact resistance - Specified test current method

2. Scope

This standard is intended to be used as a basic specification. It contains basic test methods and procedures
applicable to electromechanical components, with the following families or sub-families:

- Connections, solderless

- Connectors for frequencies below 3 ll4IJz

- Sockets for electronic tubes

- Sockets for other plug-in devices

- Switches, lever

- Switches, push-button

- Switches, rotary

- Switches, sensitive

- Switches, thermal time-delay

- Switches, thermostatic.

Other electromechanical devices, that are not specifically covered by this standard, include:

- capacitors, variable;

- connectors for frequencies above 3 MHz;
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- inducteurs variables ;

- résistances variables;

- solénoides;

- interrupteurs à commande magrrétique;

- interrupteurs de proximité.

3. Objet

L objet de la présente norrne est d'établir des méthodes d'essai et des procédures de mesure uniformes applicables

aux composants énumérés.

La présente norne doit être utilisée conjointement avec la Publication 68 de la CEI: Essais fondamentaux

climatiques et de robustesse mécanique.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la spécifrcation de composants et/ou avec la feuille particulière

qui sélectionnera et indiquera les essais à utiliser, les degrés de sévérité requis pour chacun d'eux et les limites

admissibles des caractéristiques fonctionnelles. La feuille particulière spécifrera aussi les dérogations aux procé-

dures, qui peuvent être inévitables quand on applique un essai au type de composant considéré, et spécifiera en

plus toutes procédures spéciales qui pourraient être requlses.

En cas de conflit entre la présente spécification de base et toute spécifrcation de composant individuel, les

conditions de la spécifrcation du composant s'appliqueront.

4. Terminologie

La terminologie utilisée dans cette noffne est conforme à la terminologie du Vocabulaire Electrotechnique

International (V.E.I.). Les termes supplémentaires indiqués ci-dessous font partie de cette nofine.

4.1 Famille

Une famille est un gloupe de composants électromécaniques qui présentent de façon prédominante une

caractéristique physique particulière et/ou remplissent une fonction déterminée.

4.2 Sous-famille

Une sous-famille est un groupe de composants électromécaniques provenant de la subdivision d'une famille et

ayant des traits d'application similaires.

4.4 þpe et modèle

Les déflnitions de <type> et de <modèle> þour un composant particulier sont données dans la feuille particulière.

4.4 Exemples

Famille: Connecteur.
Sous-famille: Connecteurs pour panneaux et bâtis

Type: Connecteurs multipolaires rectangulaires à contacts à lame.

Modèle: Connecteurs multipolaires rectangulaires à contacts à lame, boîtiers et disposition des contacts.

4.5 Spëcffication de base

Une spécificatión de base est une spéciflcation applicable à tous les composants électromécaniques ou une grande

partie d'entre eux.
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- inductors, variable;

- resistors, variable;

- solenoids;

- switches, magnetically operated;

- switches, proximity.

3. Object

The object of this standard is to establish test methods and measurement procedures for use in speciflcations
for the components listed.

This standard shall be used in conjunction with IEC Publication 68, Basic Environmental Testing procedures.

This standard shall be used in conjunction with the generic andfor detail specification which will select and
prescribe the tests to be used, the required degrees of severity for each of them and the permissible performance
limits. The detail specification will also specify the deviations in procedure, which may be inevitable when applying
a test to the type of component under consideration, and it will further specify any special procedures which may
be required.

In the event of conflict between this basic specification and any individual component specification, the require-
ments of the component specification shall apply.

4. Terminology

The terminology used in this standard is in accordance with the terminology set forth in the International
Electrotechnical vocabulary (LE.v.). The following additional terms shall apply.

4.1 Family

A family is a group of electromechanical components which predominantly display a particular physical
characteristic andf or fulfil a specific function.

4.2 Sub-family

A sub-family is a group of electromechanical components derived by further subdivision of a family and having
similar application features.

4.3 þpe and style

. The definitions of "type" and "style", referring to a particular component, are given in the relevant specifrcation.

4.4 Examples

Family: Connector.
Sub-family: Rack and panel connectors.
Type: Rectangular multipole connectors with blade contacts.
Style: Rectangular multipole connectors with blade contacts, housing and contact configuration.

4.5 Basic specification

A basic specification is a specification which is applicable to all electromechanical components or a large
group thereof.


